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SPECTROLAB

Viykon a flexibilita ruku v ruce:

V krytu SPECTROLABU jsou umistény odkladaci prosory pro uskladnéni pozadovanych nastroju . Ergonomicky navrzena
pracovni vySka zarucuje komfortni obsluhu a produktivni provoz. PC stolek méa nastavitelnou vySku, vysuvnou klavesnici a

Nejlepsi v analyze kovovych materialli

V oblasti trhu “High-End” spektrometrd pro analyzu
kovovych materialli se SPECTROLAB prosadil jiz pred
dlouhou dobou. Jeho celosvétovy Uspéch ve vsech
oblastech kovozpracujiciho prlimyslu je zaloZeny
hlavné na analytickych fukcich generatoru, optického
systému a Cteciho systému. Pfekonani provozniho
potencialu je prakticky nemozné. Flexibilita garantuje
optimalni analyticky vykon v celém rozsahu aplikaci
analyzy kovovych materialQ.

snadny pfistup k USB konektorim. Samotny poéitac je uzavien ve spodni ¢asti a chranén pred prasnym prostfedim..

Nova generace SPECTROLABuU nabizi opét vyssi analyticky
vykon. Provoz pristroje je diky pfidanym funkcim opét
jednodussi a Uspornéjsi diky niz§im narokdim na udrzbu.
Rychla, efektivni a srozumitelna dokumentace s ulozenim
nameérenych dat je nyni integrovanou ¢asti softwaru
pristroje - Result Manager. Navic spolu s nizsi spotfebou
argonu a rychlejsimi vysledky méreni byl vytvoren vysoce
ekonomicky vyhodny systém.



Analyzy

V zavislosti na individudlnich poZadavcich mdZou byt
analytické moznosti uzivatelsky navrzeny pro jakoukoliv
kombinaci 10-ti standardnich matric (Fe, Al, Cu, Ni, Co,
Mg, Ti, Sn, Pb a Zn) nebo jako alternativa - 5 matric pro
méfeni drahych kovd (Au, Ag, Pt, Pd a Ru). Pro méfeni
je mozno vyuZzit neomezené mnozstvi CCD kanall pro
jakoukoliv vinovou délku v rozsahu 120-780 nm,
spolecné s aZ 108 fixnich analogovych kanald
(fotonasobicl) s mikro integratory pro analyzu ultra
nizkych koncentraci a analyzy SSE (Single Spark
Evaluation). Vlastné mize byt bez kompromisd spinén
jakykoliv analyticky pozadavek.

Pouzitim nejmodernéjsi technologie a kvalitnich
komponentd byl SPECTROLAB koncipovan pro
sofistikované analytické pozadavky. S jeho vyjimecnym
vykonem a flexibilitou je vhodny jak k rutinnim
analyzam v systému Fizeni jakosti a ke sledovani
preddefinovanych specifikaci, tak k vedeni specialnich
Ukoll ve vyzkumu a vyvoji a v ostatnich mnoha
aplikacich v zpracovani kovovych materiald a ve
vyrobnim a recyklacnim priimyslu.
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SPECTROLAB

Unikatni hybridni optika

s analogovymi detektory

a s digitalnimi senzory

Pokryti kompletniho
spektralniho rozsahu od 120 do
780 nm pro perfektni vyb ér
Car

Digitalni plazmovy generator pro
presné fizeni podminek plazmy
Jiskristé s jednoduchou
obsluhou




Hybridni opticky systém nového

SPECTROLABu zpracovava
svétlo primo z jiskristé pomoci
fotonasobicl a polovodi¢ovych
CCD detektort soucasné.
Vysledek: Extrémné nizké limity
detekce a flexibilni rozsah
pouziti.

Opticky systém s UV PLUS

Opticky systém SPECTROLABU vyuziva specifické
vyhody obou typl detektord: fotonasobice a CCD sen-
zory. S optimalizovanym usporadanim Paschen-Runge
nabizi extrémné robustni mechanické provedeni se
soucasnym minimalizovanym vnitfnim prostorem. Aby
byl systém zcela nezavisly na vlivu okolniho prosttedi, je
vnitfni teplota a tlak drzen konstantni. Cely systém je
opravdu hybridni a obsahuje dva nezavislé spektralni
moduly s holografickou difrak¢ni mfizkou: Jeden je
vybaven fotonasobici a ten druhy CCD detektory. Navic
mdZe byt pripojena dalsi nezavisla CCD optika pro

rozsifeni spektralniho rozsahu v oblasti alkaickych prvkd.

Pro méfeni v oblasti UV se u SPECTROLABuU vyuZiva
systém UV PLUS . Hermeticky uzaviena vnitini opticka
komora je naplnéna argonem, ktery zajist'uje trans-

svvs

bez nutnosti pouziti komplikované technologie.

Argon uvnitt optického systému pomoci Cerpadla cirku-
luje v uzavieném okruhu pres Cistici patronu, ktera
atmosféru zbavuje necistot ve formé vzduchu a vodnich
par. Diky tomu nenastava ke kontaminaci ¢asti
optického systému, coz je typické pro systémy s
vakuovou vyvévou. Zaroven je tim zajiSténa vyjimecné
dlouha stabilita.

Kromé vymeény Cistici patrony kazdych cca 15 mésicd, je
systém kompletné bezlidrzbovy. Zaroven pouziti systému
UV-PLUS prispiva k podstatnému snizeni provoznich
nakladtd a k vyjimec¢né transparentnosti rozsahu vinovych
délek UV oblasti v rozsahu od 120 do 180 nm.

Diky unikatni konstrukci a neprekonatelného konceptu UV
PLUS je novy opticky systém SPECTROLABuU schopny
soucasné zaznamenat celé spektrum od 120 do 780 nm v
1. Fadu a s vynikajicicm spektralnim rozliSenim 9pm v
celém rozsahu. Tento systém je zaklad pro excelentni
analyticky vykon SPECTROLABuU. Aplikovatelny a
konfigurovany rozsah vinovych délek je definovan podle
pozadavku uZivatele.



1: Jiskfisté 5: PMT cast

2: Zdroj 6: UV PLUS
3: Cesta svétla 7: Cteci systém a elektronika
4: CCD cast 8: PC (volitelny podstavec)

Plasmovy generator V zavislosti na aplikaci jsou urcité spektralni ¢ary mérené
pomoci fotonasobicl. Proud fotond je zpracovan pomoci
Nové vyvinuty plazmovy generator SPECTRO je jeden s mikro integrator{, které umozriuji éteni v Fadech
nejrobustnéjéich budicich systému viibec. Extrémné mikrosekund. Jednotlivé jiskfeni mliZe byt timto
stabilni vyboj je generovan pro vybuzeni vzorku v rozdéleno na 100 a vice krok{, coZ prispiva k zisku vice
argonové atmosfére. S kompletné digitalnim Fizenim detailnich informaci o prlib&hu intenzit jiskry na konci
procesu buzeni je mozno energii plazmy definovat s méFeni kazdé instalované spektralni Cary .
extrémnim rozlisenim a vysokou presnosti. Pro Béhem téchto individualnich jiskrovych vybojl je mozno
standardni aplikace jsou vysledky dosazeny za méné definovat integracni okno s optimalizovanym dynamickym
nez 18 sekund, coZ umoziiuje vysoky prostup vzorké a rozsahem a nejlepSim pomérem signal/Sum pro stopové
zrychluje procesy fizeni. analyzy. V porovnani s béznymi spektrometry je nyni

mozno stanovit cestu svételného toku pro kazdou
individualni jiskru, misto integrace celkového svétla skrze
fixni méfici Cas. S obrovskym mnozstvim mérenych jisker
Cteci systém mlZeme rychle ziskat statisticky spolehlivé vysledky. Dale
je mozno diky této technologii stanovovat vméstky,
Cteci systém soucasné zpracovava signaly z segregace a korelace mezi jednotlivymi prv
fotonasobi&l a CCD detektord. Konfigurace optického je to tzv. “Cistota oceli”.
systému je 22 (volitelné 37) CCD detektord (kazdy ma
3800 pixeld a az 109 fotonasobicl. Vysledek enormniho
mnozstvi dat, shromazdéného béhem neustalého cteni
miZe byt na konci méfeni zobrazeno jako kompletni
sken vinovych délek. Toto nabizi mnoho novych moznosti
a nastrojd pro vyzkum a vyvoj neznamych a novych
materialQ. Pro rutinni méFeni se prenaseji jen dllezité
Casti spektra, tzv. “Regions of Interest” (Rol). Tato in-
teligentni redukce dat umoZziiuje pfenos v readlném ca
a vyhodnoceni doCasnych dat.




Nejnoveéjsi technologie
jiskristé s nizkou

spotrebou,argonu a
minimalni idrzbou

Jiskriste

Mezi jiskfiStem SPEKTROLABU a optickym systémem je
pfima cesta svételného toku a pro spojeni s pro spojeni
s pridavnou CCD optikou se pouziva optovodic.
Minimalizovany vnitfni objem komory a dobfe navrzeny
pratok argonu vede k jeho nizké spotfebé se soucasné
efektivnimu odstranéni vytvorenych kondenzatd, ktery
se pak zachycuje v dvou stupiovém filtratnim systému
s minimalnimi pozadavky na ¢iéténi. Udrzba jiskfiste se
rovnéz vyznamné zredukovala. Rameno jiskfisté se
mize natacet do stran a ma integrovany bezpecnostni
obvod. To umoznuje rychlou vyménu vzorku a zaroven
moznost méfeni vzorkd sloZitych geometrickych tvard.
Pro presné a reprodukovatelné méfeni malych vzorkd,
dratl a tenkych folii se pouZivaji specialné navrzené
adaptéry.

Zpracovani vzork{

Sofistikovany design SPECTROLABuU minimalizoval
pozadavky na udrzbu a kontrolni Ukony, coz praci
operatora podstatné zjednodusuje. Bézné analyzy se
provadi jednoduchym stisknutim tlacitka. Cela
analyza, véetné pfipravy vzorkd, mlze byt pro vétsi
prostupnost vzorkd plné automatizovana.
Diagnosticky systém, ktery je integrovany v softwaru
SPECTRO Spark Analyzer Vision, neustale
vyhodnocuje a dokumentuje provozni statusy
pfistroje a jeho soucasti. Navic ma software
jednoduché a intuitivni rozhrani s komplexnimi
funkcemi pro parametry pfistroje, vymeénu dat s
externimi PC, tisk, vyhodnoceni dat a stanoveni
jakosti analyzovaného materialu. Integrovana SQL
databaze formuje zaklady pro spravu a fizeni dat.



Software

Navigacni lista umozniuje pristup ke tfem hlavnim
modul@m programu: Analyzy, Metody a Konfigurace. V
méficicm okné je mozno zobrazit vicenasobné méreni
véetné primérnych hodnot a statistiky. Pomoci
Windows Clipboard Ize naméfené vysledky rychle a
jednoduse zkopirovat do ostatnich aplikaci Windows
(Excel apod.).

Vizualni systém diagnostiky a Udrzby neustale
informuje o spravném provoznim statusu
SPECTROLABuU. Automaticky zobrazuje upozornéni
ohledné poZzadované a doporucené udrzbé, ktera by
se méla vykonat po dosazeni definovanych podminek
(napf. pocet jiskfeni nebo Casovy interval). Rovnéz
Spatné vzorky mohou byt detekovany a zamitnuty.
Pro homogenizaci méreného mista se pred vlastnim
méFenim pouZiva tzv. predjiskfeni. To je systémem
rovnéZ monitorovano a optimalizovano.

Dokumentace uloZeni naméfenych dat je jednodussi
nez kdykoliv pred tim - diky spravci vysledkd Result
Manager. Ten umozniuje rychlé zpracovani dat, vhod-
né pro audit trail a spliiuje vSechny pozadavky pro
vysledovani vysledkl méFeni Fizeni dat.

SPARK ANALYZER VISION —
komplexni software pristroje s
kalibracnim modulem a
Spravcem vysledkd

Komplexnost softwaru Spark Analyzer Vision je nastavitelna podle potfeb
uzivatele. To muze pfidat nebo odebrat dalsi informace z displeje kdykoliv je
to potfeba.



SPECTROLAB

Opticky systém

Jiskfisté

Paschen-Runge usporéadani

Fokalni délka (polomér Rowlandovy kruznice)
je 750 mm

Klimatizaéni jednotka pro teplotni stabilizaci
Plynem plnéna optika pro vin.délky <200 nm
Samodistici systém

Argonem proplachovana cesta svétel. toku
Holografické mfizky s 3600, 2924 a :

2400 vrypd/mm

Material mfizky: ,erodur

Efektivni rozsah vinovych délek: 120-780 nm,
Aplikovatelny a konfigurovatelny rozsah vin.
délek podle potfeb uzivatele

Reciproka disperze (optické rozliSeni):
3600 vrypt/mm: 0.37 nm/mm (v 1. Fadu)
2924 vrypG/mm: 0.46 / 0.23 nm/mm
(v1.a2.radu)

Volitelna pfidavna optika

2400 vrypl/mm: 1.04 nm/mm (v1.Fadu)

Otevrené jiskfisté pro vysokou prostupnost
vzorkd.

Analyza malych vzorki a vzorkd sloZitych
geometrickych tvard

Optimalizovany proplach argonem
Minimalizovana spoteba argonu

Vysoka doba pohotovosti diky prodlouzenym
intervalm Udrzby

Jednoduse vyménitelna deska jiskfisté

Bez nutnosti vodniho chlazeni

Budici systém

Cteci systém

Software

definici vyboje, digitalni definici pulsti a
digitalnim offline Fizenim pulsd
+ 32 MHz micro-controller
Vzorkovani: 400 béhem 200 ps-vyboje
RozliSeni energie: 125 mW
Max. délka jiskry: 4000 us
+ Max. vykon 4 KW

Paralelni provoz CCD a fotonasobic
Paralelni 12 Bit A/D pfevodniky @ 1 MHz
pro kazdy kanal

Automaticky systém a diagnostika

+ SW SPECTRO Spark Analyzer Vision

s kalibraénim modulem pro Windows™

UZivatelsky pFijemné rozhrani

Integrovana SQL databaze pro zpracovani,

report a archivaci naméfenych vysledk

+ Visualni systém diagnostiky a Udrzby

+ SATEUS (Safety Test of Usefulness) pro
rozpoznanispatného povrchu vzorku
béhem predjiskieni

+ SEREPS (Self Regulated Pre-Spark) pro
optimalizaci ¢asu predijiskieni

+ SETEME (Security Test for Measurement)

www.spectro.com

PIné digitalni plazmovy generéator s digitélni

i Specifikace spekirometru

Pozadavky na okolni pros|

Externi, nejmodernéjsi model PS s Windows
Klavesnice my$

TFT 22“ plochy monitor

Tiskarna

230 VAC - 15% +10%, 50/60 Hz
1.0 kVA béhem méfeni

0.5 kVA béhem standby

Hlavni pojistka: 16A pomala

Hloubka: 1674 mm | 66"
Sitka: 771 mm /31"
Vyska: 1409 mm | 56"

Hmotnost cca 520 kg / 1150 Ibs.

Teplota okolniho prostfedi:
15-30°C (59-86°F)
Relativni vihkost:

<80 % nekondezujici

Bez korozivnich par

a vysoké prasnosti




